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部門 機　種　名 分析 利用料金 備考

集束イオンビーム装置  FIB ◎ 4,000円/時

（BET以外）           10,000円/個

FE－EPMA        JXA-8530FBU ◎ 3,500円/時　　

X線分析顕微鏡（堀場 XGT-5000TypeⅡ） ○ 3,000円/時

遊星ボールミル ○ 500円/時
デジタルマイクロスコープ ○ 1,000円/時 利用者操作
光学顕微鏡 ○ 1,000円/時 利用者操作
アークメルト溶解炉 ○ 3,000円/時 利用者操作
高温型赤外真空炉 ○ 3,000円/時 利用者操作
高機能型熱画像計測装置 ○ 1,000円/時 利用者操作

部門 機　種　名 分析 利用料金 備考
共焦点レーザー顕微鏡 ○ 2,000円/回

円二色性分散計 ○ 2,000円/時

TOF質量分析計      TOF-MS ○ 1,000円/スポット

蛍光分光光度計 ○ 2,000円/時

プロテインシーケンサー ○ 3,000円/ｻﾝﾌﾟﾙ，2,000円/ｻｲｸﾙ

FT-IR ○ 2,000円/時

オペレーター
不在

最初の1個　       5,000円
2個目から       + 2,000円/個
利用者操作　      2,000円/個

最初の1個　      10,000円
2個目から       + 5,000円/個

卓上型高周波溶解炉

熱電特性評価装置     ZEM-1

○

○

最初の5個まで    10,000円
6個目から         2,000円/個

示差熱天秤･示差走査熱量計 TG･DTA･DSC

原子吸光光度計
指導者付操作     10,000円/時
利用者操作　      　500円/時

オペレーター
不在

指導者付操作      5,000円/個
利用者操作        2,000円/個

使用料 4,000円/時
時間としては､装置を占有した時間とする
指導者付測定    ＋3,000円/時

オペレーター
不在

蛍光Ｘ線分析装置       XRF ◎
最初の1個         5,000円
2個目から　       1,000円/時

Ｘ線光電子分光分析装置 AXIS-Nova ◎
最初の1個        10,000円
 2個目から        5,000円/時

利用料は枠単
位で請求

FE-SEM     JSM-6701F ○

（SEMのみ）
1個目6,000円， 2個目から2,000円/時
（SEMとEDXの同時観測）
1個目12,000円， 2個目から4,000円/時

3次元走査型電子顕微鏡 + EDS ○
最初の1個　       5,000円
2個目から         1,000円/時

超微小押し込み硬さ試験機 ○
最初の1個　       5,000円
2個目から         1,000円/時

光散乱光度計 ○
最初の1個　       5,000円
2個目から   　    1,000円/個

1,000円/時
指導者付操作　   10,000円/ 回原子・分子

構造解析部門

元素分析部門

高分解能質量分析装置  MS ◎

核磁気共鳴装置Ⅰ500M  NMR ◎

核磁気共鳴装置Ⅱ400M  NMR ◎

固体NMR      300M ○

○

新素材及び複合材料微細構造
解析装置  TEM ◎

電子スピン共鳴装置    ESR ○

炭素・硫黄同時分析装置 CS ○

機器分析センター登録機器一覧（学外利用）

構造解析部門

最初の1個         5,000円
2個目から         2,000円/個
（GCMSの場合は単位時間当たりの料金になる）
データ解析        5,000円/件

同一依頼者あたり測定のみ
一年度内のサンプルの測定回数
1回から100回まで  3,000円/回
101サンプルから 　1,500円/回

同一依頼者あたり測定のみ
一年度内のサンプルの測定回数
1回から100回まで  3,000円/回
101サンプルから 　1,500円/回

測定のみ 　      20,000円/個

20,000円/個

観察　   　　　   5,000円/時
観察 午前枠 　   11,500円
     午後枠 　   18,500円
写真　　　        1,500円/枚

　　　　　最初の1個    追加分（2個目から）
標準ゴニオ　3,000円　　　 3,000円/時
薄膜　　　　3,000円　　　 3,000円/時
高温測定　　5,000円　　　 5,000円/時
微小部　　　5,000円　　　 5,000円/時

測定のみ
最初の1個　　　    6000円
2個目から　　　    3000円／個

戸畑キャンパス

休止中

◎依頼分析可能　　〇条件付利用可能

◎高精度試料水平型Ｘ線回折装置　XRD

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ飛行時間質量分析計 TOF-MS ◎

広帯域固体NMR

生体機能
解析部門

飯塚キャンパス
◎依頼分析可能　　〇条件付利用可能

試料作成・
データ処理

部門

全自動ガス吸着量測定装置　BET ○

（BET）最初の1個  5,000円
                 +1,000円/個

結晶方位測定解析装置 + EDS ○

データ保証　    100,000円/件
最初の1個　      20,000円
2個目から　       2,000円/時

Ｘ線光電子分光分析装置 AXIS-HS ◎
最初の1個        10,000円
2個目から         5,000円/時

有機元素分析装置       CHN ○
最初の1個　      10,000円
2個目から         5,000円/件

ICP発光分光分析装置 ICP ○


